Specyfikacja techniczna

1. Spektrofotometr UV-Vis:

Zalacznik nr 3
do ogtoszenia o udzielanym zaméwieniu
ZZ/708/019/D/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Spektrofotometr UV-VIS

spektrofotometr skanujgcy w zakresie 190-1100nm,
system optyczny dwuwigzkowy wykorzystujgcy dzielnik wigzki 50/50,
zrodto promieniowania: lampa deuterowa i wolframowa 0 wysokiej
energii i intensywnosci promieniowania, przetgczane automatycznie
w zaleznosci od wybranego zakresu dtugosci fali,
monochromator: siatka dyfrakcyjna z min. 1200 nacie¢/mm, typ Czerny-
Turner z ogniskowg dtugosci min. 0,2m,
szerokos¢ szczeliny: zmienna w zakresie od 0,5 nm do 20 nm, z
mozliwoscig ustawienia: 0,5, 1, 2, 5, 20 nm,
zakres dynamiczny * 4A,
system optyczny szczelny i pokryty kwarcem,
detektory diodowe, oddzielne dla obu wigzek,
okienka w komorze prébek odchylone o kat przynajmniej 15° w celu
zniwelowania efektu wtérnego odbicia,
geometria lamp ustawiana fabrycznie, pozwalajgca na ich wymiane
przez laboranta,
Swiatto rozproszone < 0.01 % T przy 220 nm, 340 nm i 370 nm
dokfadnosé dtugosci fali nie gorsza niz £ 0.1nm (pasmo D2 przy 656,1
nm) oraz + 0.3 nm w catym zakresie,
powtarzalno$¢ dtugosci fali < 0,05 nm (dla 6 pomiaréw przy 656,1 nm)
oraz < 0,1 nm w calym zakresie,
doktadnosé fotometryczna nie gorsza niz: £ 0,002 A przy 0.5A; + 0,003
A przy 1A; £ 0,005 A przy 2A,
powtarzalnosc¢ fotometryczna: < 0,0001 A przy 0.5A oraz przy 1A, <
0,0003 A przy 2A,
stabilnos¢ fotometryczna < 0,0003 A/h przy 0A, 700nm,
stabilnos¢ linii bazowej nie gorsza niz: £ 0,0005 A,
poziom szumow < 0,00005 A przy 0A, 700 nm,
szybkos¢ skanowania zmienna w zakresie przynajmniej od 7.5 do
12000 nm/min,
sterowanie z komputera poprzez ztgcze USB,
automatyczny test poprawnosci dziatania spektrometru z podglgdem
tego procesu na ekranie oraz sygnalizacjg gotowosci do pracy bez
usterek,
mozliwos¢ korygowania w oparciu o pomiar prébki referencyjnej w
czasie rzeczywistym,
komora pomiarowa catkowicie szczelna, zapobiegajgca zalaniu
systemu optycznego,
wszystkie przystawki mocowane za pomocg pokretet,
akcesoria rozpoznawane przez spektrometr z poziomu,
oprogramowania oraz z systemem automatycznego pozycjonowania,
wymiary maksymalne spektrofotometru: 540 x 600 x 275 mm, waga
maksymalna: 25kg,
wymiary minimalne komory przedziatu prébek: 168 x 213 x 154 mm
(szer. x gt. x wys.),
mozliwos¢ stosowania akcesoriéw:

o sfera catkujgca o $rednicy 50 mm,

e uchwyt do kuwet prostokatnych o dtugosci drogi optycznej do




100 mm,

e uchwyt do probéwek testowych, fiolek, amputek, kuwet
cylindrycznych dla prébki i referenciji,

e uchwyt do pomiaréw transmisyjnych prébek statych,

e uchwyt do pomiaréw transmisyjnych prébek statych pod
zmiennym kagtem (15 - 70°),

e uchwyt do pomiaréw odbiciowych prébek statych pod katem 6°,

e 8-pozycyjny zmieniacz kuwet z mozliwoscig termostatowania
za pomocg zewnetrznego termostatu cyrkulacyjnego,

e system termostatowania Peltier (pojedynczy lub sprzezony
Z 6-pozycyjnym zmieniaczem kuwet),

e system kuwety przeptywowej (Auto Sipper),

e zestaw Swiattowodowy,

e oprogramowanie do pomiaru barwy.

Sterowanie

petna kontrola spektrofotometru z poziomu oprogramowania poprzez
zewnetrzny komputer.

Oprogramowanie
sterujgce

petne sterowanie aparatem z poziomu zewnetrznego komputera,
oprogramowanie musi umozliwiaé zbieranie danych w trybach m.in.
Scan, Timedrive, Wavelength Program z wyswietlaniem danych
spektralnych w czasie rzeczywistym oraz aktualnymi informacji o stanie
aparatu i akcesoriow na pasku stanu w czasie rzeczywistym,
wbudowane aplikacje analizy ilosciowej typu Quant i Scanning Quant,
optymalizacja krzywych kalibracyjnych, czas zycia kalibracji i kryteria
akceptacji kalibracji, automatyczne obliczanie aktywnosci enzyméw i
stezenia substratu,

oprogramowanie musi umozliwiaé opracowywanie metod w zakresie
okreslania co najmniej: parametréow przyrzadu i akcesoridow, tabeli
prébek, przetwarzania danych spektralnych, obliczen matematycznych,
warunkowego sprawdzania wynikéw, opracowanie szablonu raportu lub
korzystanie z wbudowanych szablonéw,

analiza ilosciowa i jakosciowa,

pomiary absorbangciji i transmitancji w funkcji dtugosci fali,

pomiary przy wybranych dtugosciach falowych,

testowanie aparatu, autodiagnostyka, kalibracja dtugosci fali,
raportowanie wynikéw, z wykorzystaniem gotowych raportéw Ilub
dowolnie modyfikowanych i tworzonych przez uzytkownika,

opcjonalnie dostepne oprogramowanie w wersji spetniajgcej wymogi
firm farmaceutycznych w zakresie zabezpieczeh 21 CFR part 11.

Zestaw sterujgcy

jednostka sterujgca o parametrach wymaganych przed producenta
aparatury, zapewniajgca bezawaryjng i ptynng prace aparatury oraz
kompatybilno$¢ wszystkich jej podzespotow,

jednostka sterujgca skfadajgca sie z komputera stacjonarnego,
systemu operacyjnego oraz monitora o przekgtnej minimum 24”.

Szkolenie szkolenie z obstugi aparatury i oprogramowania w siedzibie
Zamawiajgcego, w schemacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Gwarancja minimum 12 miesiecy,

autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibg w Polsce.

Pozostate wymagania

dostawa aparatury z ubezpieczeniem w transporcie,

instalacja i uruchomienie aparatury przez autoryzowany serwis
producenta,

termin dostawy: do 10 tygodni od daty podpisania umowy.




2. Zestaw do analizy proszkéw i cieczy w sferze catkujacej

Opis zestawu

sfera catkujgca do pomiaréw reflektancji i catkowitej transmitanciji
w ciatach statych i proszkach, oraz do pomiaréw transmisyjnych cieczy
w kuwetach

uktad dwuwigzkowy: sfera dla prébki oraz sfera dla referenc;ji

$rednica przynajmniej 50 mm

sfera wyposazona we wlasny modut detektora

materiat pokrywajgcy wnetrze sfery: siarczan baru

biaty standard pokrywajgcy zakres co najmniej 250 - 1100 nm
o Srednicy 20mm i grubosci 10mm

wszystkie niezbedne elementy wymagane do analizy ciat statych,
proszkéw i cieczy za posrednictwem sfery tj. odpowiednia kuweta na
proszki,

uchwyt na standardowe kuwety cieczowe 10mm, jeden dla prébki
i jeden dla referenciji,

zestaw kompatybilny z dostarczanym spektrofotometrem UV-VIS
i obstugiwany z poziomu oprogramowania spektrofotometru i jego
jednostki sterujgcej




